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Schwerlast- und Spezialfahr-
zeuge werden über einen 
Zeitraum von 60 Tagen im 
Dauerlauf getestet.  
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Kurze Prüfzeiten und schnelle Soft-
wareapplikationen sind für die Prüf- und 
Automatisierungsspezialisten der MCD 
Elektronik die Voraussetzungen bei der 
Entwicklung von kundenspezifischen 
Testsystemen. Bei einem aktuell umge-
setzten Lebensdauer-Prüfstand für einen 
Hersteller von robusten Bedieneinheiten 
für Schwerlast- und Spezialfahrzeuge 
wurden diese Vorgaben nun intensiviert.

Die modularen Mensch-Maschine-
Interfaces, die beispielsweise in Straßen-
bau-, Rettungs- und Reinigungsfahrzeu-
gen oder auch in landwirtschaftlichen 
Maschinen zum Einsatz kommen, werden 
über einen Zeitraum von 60 Tagen im Dau-
erlauf getestet. Durch die Steuereinheit 
MIO1616 aus der MCD-Produktlinie Con-
line wird die Steuerung der mechanischen 
und elektrischen Abläufe vollständig über-
nommen. Dabei werden die Tasten von bis 
zu sechs DUTs parallel betätigt und sämt-
liche Schaltvorgänge geprüft. Es ergeben 
sich so zirka eine Million Schaltzyklen, die 
während der Prüfung in einer Klimakam-
mer bei einer simulierten Umgebungstem-
peratur zwischen -40 und +85 °C abgear-
beitet werden. So ergibt sich eine dauerhaft 
hohe Zuverlässigkeit sowie funktionale 
Sicherheit selbst bei rauen Witterungen.

Um den gesamten Lebenszyklus von 
etwa zehn Jahren unter Dauernutzung 
schnellstmöglich zu simulieren, musste 
innerhalb von fünf Sekunden Spannung, 
Stromverbrauch und Umgebungstempe-
ratur gemessen werden, die Funktion aller 
Tasten im gedrückten und nicht gedrück-

TESTSYSTEM PRÜFT E INE MILL ION SCHALTZYKLEN AN HDV-CONTROLLERN

In 60 Tagen zum robusten Bedienelement

infoDIREKT 666AE0620 

Lebensdauerprüfstand von robusten Bedienein-
heiten.

Modulare Mensch-Maschinen-Interfaces werden 
über einen Zeitraum von 60 Tagen im Dauerlauf 
getestet.
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ten Zustand geprüft und alle prüfungsre-
levanten Parameter aus den sechs Prüf-
lingen ausgelesen werden.

Neben der mechanischen Adaption mit 
einem Handkabel samt geschirmtem 
6-Pol-Steckverbinder übernimmt die 
MCD-Software den wesentlichen Anteil 
der Prüfung. Diverse Toolmonitore sowie 
die universelle Prüfsoftware „Testmanager 
CE“ und das Analyse-Tool „Datenmana-
ger“ wurden kundenspezifisch für die 
außergewöhnlichen Testsequenzen ange-
passt.

Besonders war in diesem Zusammen-
hang auch die Implementierung der kun-
denseitig vorgegebenen Interfaces und 
Kommunikationsprotokolle „CANopen“, 
„J1939“ und „CANopen Safety“. Dadurch 
wird die Datenübertragung zwischen den 
Standard-Geräten und -Steuerungen in 
den sogenannten „Heavy Duty Vehicles“ 
und die Übermittlung von nutzfahr-
zeugspezifischen Daten intelligent gesteu-
ert sowie die gesamte Kommunikation 
gemäß europäischen Normen abgesichert. 
(neu) ■

Parallele Tests an mehreren Leiterplattenbaugruppen
Extrem hohe Stückzahlen testen

Das neue Testsystem unterstützt bis zu 20 Kerne 
parallel mit PXI-basierten In-Circuit-Testmög-
lichkeiten. Dadurch ist die Kernkonfiguration 
variabel und nicht auf eine feste Anzahl von Rei-
hen beschränkt, was die gesamten Computer-
kosten reduziert. Die Integration von Messgerä-
ten mit der Keysight OpenTAP-Software inner-
halb derselben Plattform ermöglicht effiziente 
Funktionstestmessungen und PXI-Unterstüt-
zung für Messgeräte von Keysight und anderen 
Herstellern. Je nach Bedarf und mit erweiterba-
ren Messgeräten und Steckkarten können An-
wender die Betriebsmittel einfach skalieren. 

(pg)                                                                 ■
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Keysight Technologies erweitert sein Portfolio 
um das neue massiv-parallele Leiterplatten-
Testsystem i7090. Dabei handelt es sich um eine 
neue Kategorie von automatisierten Testgerä-
ten, die für die parallele Durchführung von Tests 
an mehreren Leiterplattenbaugruppen entwi-
ckelt wurden. So wird ein hoher Volumendurch-
satz erreicht, was die Markteinführung be-
schleunigt und die Testkosten reduziert.
Aktuelle Systeme auf dem Markt unterstützen 
nur bis zu vier Kerne parallel. Kunden müssen 
mehrere Systeme testen und kaufen, um die 
Produktionsanforderungen zu erfüllen. Dadurch 
entstehen Skalierungs- und Infrastrukturkosten, 
ein größerer Platzbedarf und zusätzlicher Ar-
beitsaufwand für Support und Wartung.  Bi
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Die kleine Systemstand-
fläche von 600 mm in der 
Breite des Leiterplatten-
Testsystems i7090 spart 
Platz und Durchlaufzeit.
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